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Action de protéines sur l'organisation chromosomique pendant la
différentiation de cellules musculaires

— co-localisation de différentes molécules protagonistes impliquées dans la
régulation de l'expression de genes

Collaboration : INSERM ERI25 Muscle et pathologies T. Salehzada These Co-tutelle
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Effet de contraintes sur la différentiation de cellules souches
mésenchymateuses (chondrogénese) échelle cellulaire

Premiers essais (levier plein — pas de détection de fluo
Force excercée 25 uN

Déplacement du levier

citation de
luorescence

Force exercée
par le levier

lamelle

Fluorescence

Principe Spot laser de mes

vers le spectro de contrainte

Collaboration : Mithéa B. Charlot - INSERM U844 INM C. Jorgensen PIR CNRS



Sondes commerciales

Fibre Optique Levier AFM
fabrication unitaire par lots
matériau silice Silicium — nitrure de silicium

polymere
pointe , Pleine Creuse
mode Emission et collection emission
propriétés fragiles Souples a tres souples
mecaniques
possibilités passive passive
d'intégration
de fontions
optiques

Réglages optiques délicats
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Sondes Siroco

Fibre Optique Levier AFM
fabrication unitaire par lots
matériau silice Silicium — nitrure de silicium

polymére polymere
pointe Pleine Creuse Pleine
mode Emission et collection émission et collection
propriétés fragiles Souples a tres souples
meécaniques
possibilités passive passive
d'intégration
de fontions actives
optiques

Limitation des reglages
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Fabrication sondes Siroco

]
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Montage et adaptation au SNOM

9/30/2015 HV  mag o WD  spot
3:43:56 PM 10.00kV| 92 x 12.6 mm 7.0

9/24/2015| HV |mag = WD |[spot 20 pm
5:30:20 PM 10.00 kV.5 743 x 10.6 mm 4.0
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Caracterisation mécanique

Sonde Siroco Sonde « classique »

A

Pointe

Raideur levier :
0,04 N/m a 0,01N/m

SNGO1 NT-MDT Motifs Va de 30 nm d'épaisseur sur quartz
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Caracterisation optique

Quvertures

Stroco 1 Stroco 2 Classique A

-<
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e Facilité de mise en ceuvre :

- montage avec le connecteur uSD

- pas de réglage d'alignement du détecteur
 Sensibilite :

- detecteur LDC versus PM

- bon couplage pointe-guide

- pertes de couplage guide-APD ?

- fuites et/ou pertes par les face latérales

e Résolution

- Topographique : de l'ordre de 170 nm - sonde classique
pyramidale (230 nm)

- Optique : de l'ordre de 300 nm - variabilité dépend de
ouverture de la pointe - Sonde classique pyramidale (600 nm)
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